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Vazeni,

zadavatel dne 28. 2. 2025 obdrzel Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace verejné zakazky
»VysocerozliSovaci transmisni elektronovy mikroskop (HRTEM/STEM) s elektronovou a roentgenovou
spektroskopii (EELS, EDX)", zadavané v otevieném nadlimitnim Fizeni. V souladu s ust. §§ 98 a 99 zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,zakon"), na tyto Zadosti odpovidame. Vysvétleni
poskytujeme stejnym zplsobem, jakym byly zadavaci podminky poskytnuty, tedy uverejnénim na profilu
zadavatele. Zaroven vysvétleni odesilame vsem znamym dodavatellim.

Dotaz C. 1:

v rdmci hodnocenych technickych kritérii 2.7 a 2.8 je uvedeno "V ramci tohoto subkritéria bude hodnocen
energiovy rozsah EELS pfi hodnoté napéti 200 kV, kterého nabizeny systém umoznuje dosahnout."

Dotaz: Je mozné uvést hodnotu dosaZitelnou v rezimu Dual EELS? Tento rezim je de facto standardni
metoda pouzivana pfi EELS analyze.

Odpovéd”:

Zadavatele zajima hodnota dosazitelného energiového rozsahu a neurcuje v jakém rezimu ma byt dosazena.
Tedy ano, je to mozné. Rezim dual EELS umozhuje simultdnni méfeni nizkoenergetickych
a vysokoenergetickych ztrat, ¢imz pokryva Siroky spektralni rozsah. V rdmci hodnoceni nabidek pozadujeme
uvedeni tohoto rozsahu.

Dotaz ¢. 2:

v technické specifikaci, v hodnoceném kriteriu 2.15 zadavatel pozaduje jako volitelny detektor pro budouci
4DSTEM "pixelovany pfimo oriantovany detektor" .

Dotaz: MUze byt spodné umisténa kamera (pixelovany detektor) s velikosti obrazu 16Mpixel, ktera je

souCasti jiz existujiciho technologického feseni metody 4D STEM, povazovana za splnéni hodnoceného
kritéria 2.15?

Odpovéd".
Ano, tak jak vyplyva ze zadavacich podminek, pokud je spodné umisténa kamera s velikosti obrazu 16 Mpixel

soucasti jiz existujiciho technologického feSeni metody 4D STEM a zaroven je mozné do systému s touto
kamerou potfebné komponenty pro plné funkéni 4D STEM integrovat, je kritérium 2.15 spinéno.
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